
【訪問者プロフィール】 

SWTest実行委員会 委員長 ジェリー・ブロズ（Jerry Broz） 博士 

Delphon Industries, LLC 事業開発および戦略的マーケティング担当副社長 

15年に渡り、SWTestおよび SWTest Asiaカンファレンスの総合議長を務める。 

米国の半導体材料企業である International Test Solutions社、Entegris社、

Advanced Probing Systems社を経て、現在、Delphon Industries合同会社の

事業開発および戦略的マーケティング担当副社長を務める。 

コロラド大学ボルダー校で機械工学の博士号を取得、IEEE（米国電気電子学会） のシニア

メンバー。 

60を超える世界的特許を取得しており、技術イベントや専門イベントに積極的に参加し、175を超える出版

物やプレゼンテーションを行う。 

 

SWTest実行委員会 財務委員長 マディ・ハーウッド(Maddie Harwood) 氏 

Conference & Exhibitions Management, Inc. (CEM) 社長兼CEO 

30年以上に渡り、SWTestのカンファレンスプランナーおよびカンファレンスマネージャ

ーを務める。2018年に総合委員長のジェリー・ブロズ博士およびプログラム委員長のレ

イ・リンコン氏とともに SWTest Asiaを立ち上げ、2024年に SWTestおよび

SWTest Asiaの財務委員長となる。 

1993年に Conference & Exhibitions Management社（米国のイベント企画運

営会社）を創設し、現在も社長兼 CEOを務める。 

 

SWTest実行委員会 台湾プログラム委員長 クラーク・リュウ(Clark Liu) 氏 

日本マイクロニクス（MJC） 台湾 会長 

SWTest Asiaの台湾プログラム委員長を務める。技術者であり、MBA取得者。 

PSC社（台湾半導体メーカー）、PTI社（台湾の半導体封止・検査大手）などでテスト技術開

発や生産管理に従事。PSC社では三菱電機との半導体DRAMビジネスにおける日本研

修および技術移転に参加。 

2021年 12月に日本マイクロニクス（MJC）台湾の会長に就任。現在に至る。 

 

SWTest実行委員会 日本プログラム委員長 川又 信尋（かわまた のぶひろ） 氏 

フォームファクター株式会社 代表取締役社長 

SWTest Asiaの日本プログラム委員長を務める。４０年にわたる半導体テスト技術経験

者であり、MBA取得者。 

１９８３年日本テキサスインスツルメンツ株式会社（世界トップクラスの外資系半導体メーカ

ーの日本法人）に入社し、アメリカやイタリアの工場でマネージャーやディレクターを務めた

後、２００１年にフォームファクター株式会社（半導体テスト大手プロバイダー）に入社。アジアアプリケーション

ディレクター、コーポレートバイスプレジデントを経て、２０１１年に代表取締役社長に就任。現在に至る。 

２０２２年三次元半導体研究センターに検査装置を設置。翌年、同センターにフォームファクター株式会社九州

サービスセンターを開設。 


